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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AMPLIFICATEURS A FIBRES OPTIQUES -
SPECIFICATION DE BASE -

Partie 5-1: Méthodes d’essai pour les paramétres de réflectance —
Analyseur de spectre optique

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natijgnaux ge_ la ). La CEIl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questio ) isati dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autré ité { Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux tr squs i¥é national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations intergatio gntales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux tig | coNabpfe étroitement
avec |I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditi pakaccord entre les deux
organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q i i epréséntent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ d es Cofyités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’études.

internationales. lls sont publiés

L'attention est attirée sur le Iéments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de f 3 iri ifié d s/e propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et
comité d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

g’conjointement avec la CElI 61291-1.

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/270/FDIS 86C/272/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’'information.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A
cette date, la publication sera

reconduite;

supprimeée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE AMPLIFIERS —
BASIC SPECIFICATION —

Part 5-1: Test methods for reflectance parameters —
Optical spectrum analyser

FOREWORD

international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatignal
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intex
participate in this preparatory Work International

for Standardization (ISO) in accordance Wlth conditions determj L \ b between the two

organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on techpical nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects gmmittee has representation
from all interested National Committees

The documents produced have the form oKrecomm se and are published in the form
of standards, technical specifications, i ides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

Attention is dra
of patent rights.

pased on the following documents:

FDIS Report on voting

86C/270/FDIS 86C/272/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

reconfirmed,;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

Pour autant que I'on puisse en juger, ceci est la premiére Norme Internationale qui traite de
ce sujet. La technologie des amplificateurs a fibres optiques est relativement nouvelle et se
développe encore, de sorte que des amendements et de nouvelles éditions de cette norme
sont a prévoir.

Chaque abréviation introduite est expliquée dans le texte au moins la premiére fois qu’'elle
apparait. Cependant, pour une meilleure compréhension de I'’ensemble, une liste de toutes
les abréviations utilisées se trouve dans I'annexe A.

@%
S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/86466f09-b61a-4765-9753-14b5f09bec1d/iec-61290-5-1-2000

61290-5-1 © IEC:2000 -7-

INTRODUCTION

As far as can be determined, this is the first International Standard on this subject. The
technology of optical fibre amplifiers is quite new and still emerging, hence amendments to and
new editions of this standard can be expected.

Each abbreviation introduced in this standard is explained in the text at least the first time it
appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of all abbreviations used
in this standard is given in annex A.

@%
S
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AMPLIFICATEURS A FIBRES OPTIQUES -
SPECIFICATION DE BASE -

Partie 5-1: Méthodes d’essai pour les paramétres de réflectance —
Analyseur de spectre optique

1 Domaine d’'application et objet

La présente Norme Internationale s’applique aux amplificateurs a fibres optiques (AFO) dopés
aux terres rares, qui sont actuellement disponibles sur le marché.

L'objet de cette norme est d’établir des prescriptions uniformes po
fiable, a I'aide de I'analyseur de spectre optique, des parametres suian
définitions de I'article 3 de la CEl 61291-1:
a) réflectance d’entrée maximale;

b) réflectance d’entrée minimale;

c) réflexion en sortie.

NOTE Toutes les valeurs numériques suivies du signe (1) sont
2 Reéférences normatives

Les documents normatifs suivants conti S itftonS qui, par suite de la référence
gui y est faite, constituent des disposifions_valables la présente partie de la CEI 61290.
Pour les références datées i ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toufefo 58S aux accords fondés sur la présente

partie de la CEI 61290 sont i a possibilité d'appliquer les éditions les
plus récentes des doc s indiqués el-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édition dy do z ¢ i erence s'appliqgue. Les membres de la CEI et de
I'SO possédenti ' i tionales en vigueur.

Une disposition de I'appareillage de mesure est illustrée a la figure 1.

Les équipements d'essai indiqués ci-dessous, avec les caractéristiques requises, sont
nécessaires.

La variation de perte dépendant de la polarisation de chaque composant optique passif
indiqué ci-dessous doit étre supérieure a 0,2 dB (%).

a) Source optique: La source optique doit avoir une longueur d’onde fixe ou accordable.
Cette source doit générer une Ilumiére d'une longueur d'onde spécifiée dans la
spécification particuliére correspondante et doit émettre une puissance optique suffisante
pour permettre des mesures de réflectance de —50 dB & —60 dB. Le taux de suppression
des modes latéraux doit étre supérieur & 30 dB(¥). Un isolateur optique réglé a une
isolation supérieure a 40 dB doit étre intégré dans le circuit de la source ou connecté a la
sortie de la source. La source doit étre polarisée linéairement afin de prendre des
mesures de haute précision de la puissance d'émission spontanée amplifiée (ASE) dans
une bande optique étroite.

NOTE Une diode laser a rétroaction répartie ou un laser a cavité externe peut étre utilisé.
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OPTICAL FIBRE AMPLIFIERS —
BASIC SPECIFICATION —

Part 5-1: Test methods for reflectance parameters —
Optical spectrum analyser

1 Scope and object

This International Standard applies to optical fibre amplifiers (OFAs active fibres,

containing rare-earth dopants, presently commercially available.

The object of this standard is to establish uniform requirements te_ang reliable
measurements, by means of the optical spectrum analyzer tes ~ owing OFA
parameters, as defined in clause 3 of IEC 61291-1:

a) maximum input reflectance;
b) minimum input reflectance;
c) output reflectance.

based on this part of
most recent editi 0
latest edition of t (o)

A scheme of the measurement set-up is given in figure 1.

The test equipments listed below, with the required characteristics, are needed.

The polarization-dependent loss variation of each optical passive component listed below shall
be better than 0,2 dB (¥).

a) Optical source: The optical source shall be either at fixed wavelength or wavelength-
tuneable. It shall generate light at wavelength specified in the relevant detail specification,
and shall emit enough optical power to allow measurements of reflectance of =50 dB to
—60 dB. The suppression ratio of side modes shall be higher than 30 dB(%). An optical
isolator with isolation greater than 40 dB shall be either integrated within the source
package, or connected at the source output. The source shall be linearly polarized, in order
to accomplish high precision measurements of amplified spontaneous emission (ASE)
power within a narrow optical bandwidth.

NOTE A DFB laser or an external cavity laser can be suitable optical sources.
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